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Révision de Ia présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien I'état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a Pétablisse-
ment des éditions révisées et aux mises 4 jour peuvent étre obtenus
auprés des Comités nationaux dela CEI et en consultant les docu-~
ments ci-dessous:

©@ Bulletin de la CEI

©® Rapport d’activité de 1a CEI

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

© I1EC Bulletin

@ Report on IEC Activities

PuIié—vmeHmer.t
@ Catnlogue des publications de 1a CEX

Pullié annuellement

Terminglogie

En ce|qui concerne la terminologic générale, le lecteur se
reporterd 4 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaite Electro-
technique¢ International (V.E.L), qui est établic sous forme de
chapifres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général ¢tant publié séparément. Des détails complets sur le
V.E.L. ppuvent &tre obtenus sur demande.

Les tefmes et définitions figurant dans Ia présente publicatio
ont été spit repris du V.E.IL., soit spécifiquement apprenvés at
fins de cg¢tte publication.

Symboles graphiques et litéra
Pour les symboles graphiques,
d’usage général apprQ

— la Bublication 27 de Ja
en dlectrotechnique’

— la Publication.117\de 1a\CE
mandés.

ont été $oit
spécifiqiement

Autres |publications de la CEI établies par le méme

Publishedyearly——
@® Catalogue of IEC lications
Published year

Terminology

fred to YEC Publi-
bcabulary (I.E.V.),
pters each dealing
ng published as a
will be supplied on

[present publication
ve been specifically
qved for the purpose of this publicatiof.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols pnd signs approved
by the IEC for general use, readers are r¢ferred to:

— TEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology ;

— IEC Publication 117: Recommended [graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from TEC Publicatjons 27 or 117, or
have been specifically approved for the pugpose of this publi-
cation,

Other 1E C publications prepared by the same

Comité d’Efudes

L’attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la cou-
verture, qui énumérent les autres publications de la CEI prépa-
rées par le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

1echnical Commitiee

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the
cover, which list other IEC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Deuxiéme complément a ia Publication 393-1 (1973)
POTENTIOMETRES

Premiére partie: Définitions et méthodes d’essai

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions
ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questiot
un accord international sur les sujets examinés.

3 Dans le but d’encourager 'unification internationale, la ¢
dans leurs régles nationales le texte de la recommandati

Des projets.fure
I:e cette d’@ ré
ationaux povr 4

omités d’Etudes
mesure possible

1

onaux adoptent
ns nationales le
te doit, dans la

et résistances

74. A la suite
aux Comités

Les pays s explicitement en faveur de la publication:
Norvége
Pays-Bas
Pologne
anemark Roumanie

Egypte Royaume-Uni

Espagne Suede

Finlande Suisse

Erance Turquie

Hongrie Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Italie Yougoslavie


https://iecnorm.com/api/?name=6ff2468ed999b047e5868acb4839f106

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Second suppiement to Publication 393-1 (1973)
POTENTIOMETERS

Part 1: Terms and methods of test

FOREWORD

1) The fgrmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared b,
Natiopal Committees having a special interest therein are represented, express,\a
consepsus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and the
sense,

3) In ordler to promote international unification, the IEC expresses| the
the tekt of the IEC recommendation for their national rules {
betwepn the IEC recommendation and the corpéspondin
in the]latter.

This $tandard has been preg
Electronic Equipment.

Drafts were discuSsed
this latfer meetingy ;

Commiftees for approy

> Rule in October 1975.
The fpllowing coyntN d explicitly in favour of publication:

Norway
Poland
Romania
Spain
Sweden
Switzerland
Germany Turkey

40(Central Office)373, was submitted to the N

ich all the
interpational

4l Committeeqd in that

I adopt
ergence
\dicated

prs for

sult of
ational

Hungary Union of Sovict Socialist Répubhcs

Italy United Kingdom
Netherlands Yugoslavia
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Deuxiéme compiément a la Publication 393-1 (1973)
POTENTIOMETRES

Premiére partie: Définitions et méthodes d’essai

Page 2
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ans le sommaire, ajouter le paragraphe suivant:

.33 Résistance de contact a faible niveau de tension 66

- Bage 66

N

jouter le paragraphe suivant:

8.33  Résistance de contact a faible niveau de tension (£ Jequis\dans écification particuliére)
§.33.1 Le curseur est placé entre 40% et 6QF

position (de fagon qu’il ne p re déplacé iiltérieurs d’humidité et f’endurance).

engion 3 circuit ouvert est dg 20 + 2 mV,
b du potentiométre ainsi que 'indfque le circuit
rée (> Ry du potentiométre en ¢ssai) est relié

o (v)

005178

source ajustable de courant continu

I

ampgremetre

potentiometre en essai

< A » @
It

voltmétre

FiGure 1

6.33.3 La résistance de contact R, est calculée en divisant la tension mesurée U par le courant appliqué 7.

Notes 1. — En raison des tensions d’origine thermique prenant naissance dans le spécimen en essai, on peut trouver
des résultats inexacts lorsque de trés faibles valeurs de tension (U < 3 mV) sont rhesurées. Si cela est
le cas, la mesure est répétée en inversant la polarité de la source de courant. Le courant est réglé a la
méme valeur dans les deux cas et la résistance de contact est alors la moyenne arithmétique des valeurs
absolues de la tension mesurée divisée par la valeur absolue du courant appliqué.

2. — Une source de tension alternative de valeur de créte 20 mV peut aussi étre utilisée a la place de la source
de courant continu, pourvu que cela n’ait pas d’influence sur le résultat de I’essai (par exemple par effet
autotransformateur dans les potentiométres bobinés). En cas de litige, la méthode en courant continu
doit étre utilisée.
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CONTENTS

Second supplement to Publication 393-1 (1973)
POTENTIOMETERS

Part 1: Terms and methods of test

In the cpntents, add the following sub-clause:

6.33 (ontact resistance at fow-voltage levels . 67

Page 67

Add thd following sub-clause:

6.33  (ontact resistance at low-voltage levels (if required b

6.33.1 | The moving contact is set between kept in
this position so that during subsequént !

6.33.2 [ An adjustable d.c. source, which hasa ircut : hrough
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igure 1. A voltmeter with a high-input i

7of the potentiometer under test)|is con-

C

v Q)

005(78

= adjustable d.c. source

I

amperemeter

potentiometer under test

< & »p @
i

= voltmeter

FiGure 1

6.33.3 The contact resistance R, is calculated by dividing the measured voltage U by the applied current 1.

Notes 1. — Due to thermal e.m.f.’s in the test specimen, inaccurate results may be found when very low voltages

(U < 3 mV) are measured. If this is the case, the measurement is repeated with reversed polarity of the
current source. The current is adjusted to the same value in both cases and the contact resistance is then
the arithmetic mean of the absolute values of the measured voltage divided by the absolute value of the
applied current.

2. — An a.c. voltage of 20 mV peak may also be used instead of the d.c. source, provided that it does not

influence the test result (e.g. through auto-transformer action in wire-wound potentiometers). In case
of dispute, the d.c. voltage method is used.
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6.33.4 Lorsque la spécification particuliére d’un potentiométre d’ajustement prescrit la mesure de la
résistance de contact 4 faible niveau de tension, cette mesure doit faire partie des mesures finales
pour les essais suivants:

6.27 Essai continu de chaleur humide.

6.30 Endurance électrique (2 70 °C): a n’effectuer que sur les spécimens auxquels une tension
est appliquée entre les bornes a et c.

6.31 Endurance électrique (a la temperature maximale de catégorie): a n’effectuer que sur les
specimens auxquels une tension est appliquée entre les bornes a et c.

Pour les essais ci-dessus, une mesure de résistance de contact initiale est faite avant, et une mesure

finale aprés, chacun de ces essais; ces mesures sont effectuées sans changer la position du curseur,
2.1

Lalalnl afanadon g PP Lo 6.2
Tt preamatic—cotormeincm—au—patagrapic—o oo T~

Les exigences doivent étre prescrites dans la spécification intermé
particuliére sous forme d’une variation maximale de résistance
centage de la résistance nominale du potentiométre.

spécification
rijnée en pour-



https://iecnorm.com/api/?name=6ff2468ed999b047e5868acb4839f106

